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VEc: Dodatein6 informace i. 1 k zad6vacim podminkim nadlimritni veiein6 zak6zkv s n6zvem

,,Multifunkini fotoelektronov'i spektrometr s rvchl'im vklScl6nim vzorkfi. kompenzaci
povrchov6ho n6boie a hloubkoWm profilov6nim polovodiEovrich a oreanickVch materi6lfi.

na nostru ktur a f u nkciona I izovan'ich polrrchfi ".

Zadavatel zas(15 k vriSe uveden6 veiejn6 zak1zce niZe uveden6 dodatedn6 informace k zad5vacim
podmfnk6m.

Dodatein6 informace E. 1

V souvislosti  s pi ipomfnkou uchazede k zad5vacim podminkSm ve ;tn6n[:

,,V rdmci hodnocenI kri t6ria D (Vlastnosti klastrov6ho zdroje Ar iont0) se v popisu hodnotfciho
krit6ria 3. piid6luje 5 bodfr, pokud ,,Kbstrovy zdroj generuje klostry iontl slolend z Ar atomrt.
Klastr o energii > 1-0 keV obsohuje minimdlnd 1000 - 2000 atomd". N55 kombinovan'i zdroj
argonovfch iontr i  a iont0 argonov' ich klastr0 disponuje maximSlnim urychlovacim nap6tfm v m6du

,,argonovlich klastr&" 8 keV. V tomto m6du poskytuje vysokou garantovanou hodnotu proudu
iont0 ) 20 nA pi i  pr0m6rn6 velikosti  L000-2000 atom0. Soudime, Ze vy55l urychlovacf napdtf
z fyzikSlniho a aplikadniho pohledu nepiind5i v' iznamnou komparativni v' ihodu, rovn6Z necht'  je

vzato v r jvahu, Ze naopak v m6du monoatom6rnlch iont0, j iZ pi i  nizk6m urychlovacim nap6tf 0,5
keV, je v, irobcem garantovand velikost proudu iont0 2 1,4 1tA, coi je i5dov6 vice, nei poiaduje
zadavatel v kri t6riu 2, coi demonstruje unikdtni vlastnosti nalbizen6ho ieSen[. Navic zai izen[
umoZfru je v  pr0b6hu jednoho exper imentu kombinovat  odpraSovi rn iv  obou m6dech."

m6n i zad avatel ndsled uj icfm zp0sobem zad6v aci pod min ky:
Zadavatel souhlas( s pi ipominkou uchazede, aviak vel ikost energie primdrnich iont0 je pro
zadavatele d0leZitr i  parametr, protoZe iontov6 d6lo bude vyuZivdrro nejen k i ist6nf povrchu vzorkri
a k hloubkov6mu profi lovdn[, ale i  ke studiu poikozeni povrchur r0znrich materiSl0 (napi. skel)
energetickfmi ionty. Je tedy patrn6, ie v tomto pi ipad6 je energie primdrnlch iont0 d0leZit ' i
parametr. Abychom vzali  oba aspekty (pi ipominku uchazede a velikost energie primdrnich ionti)
do rjvahy, m6nime bod 3. hodnoticiho kriteria D. ndsledujicfm zpfisobem:

Klastrov'i iontov'i zdroj generuje klastry iontri sloien6 z Ar atom0r. Klastry o energii 2 8 keV
obsahuji minim6lnE 1000 ai 2000 atomfi.

Energie primirnich iontfi klastrov6ho zdroje iontri bude hodnoceno takto:

Nabidka s nejvySSi hodnotou energie primdrnich iont& ... . . . . .  . . .5 bodrj.

Nabidka s nejni iSi hodnotou energie prim6rnich ionti . . . . . . . . .  . . . .2 body.
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Ohodnoceni body u nabidek s hodnotou energie primdrnich iontfi mezi nejvy55i a nejnii5i
nabizenou hodnotou energie primSrnich iontf i  bude provedeno l inedrni interpolaci. Body budou
piidEleny pouze v pi ipadE, ie hodnota energie uveden6 v nabidce bude 2 8 keV.

V souvislosti  s touto zmdnou byla aktualizov5na pi i loha i.  1 zadivaci dokumentace - Smlouva.
Uchazedi jsou povinni  ve sv6 nabfdce p ied loZi t  tu to aktual izovanou p i f lohu.

V souvislosti  se zm6nou zadSvaclch podmlnek mEni zadavatel t6i lhf i tu na pod6ni nabidek na 29.
4.20t4,10:00 hodin.

a  ' t L

doc. Jan RidkrT, orsc.
ieditel FZU AV dR, v.v.i.
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